Nazev véejné zakazky:

RisluSenstvi k FT-IR spektrometru.

Oduvodnéni ucelnosti verejné zakazky dle ust. § 86 odst. 2 a § 156 odstpibm. a) zdkonat. 137/2006 Sb.,

o verejnych zakazkach

Popis poteb, které maji
byt splnénim verejné
zakazky naplnény:

Popis predmétu verejné
zakazky:

Popis vzadjemného vztahu
piredmétu verejné
zakazky a poteb
zadavatele:

Popis rizik souvisejicich
s pInénim verejné
zakazky, ktera zadavatel
zohlednil pii stanoveni
zadavacich podminek:

Predpokladany termin
splnéni verejné zakazky:

Popis alternativ
naplnéni planovaného
cile a zdivodnéni

Tato veéejna zakazka ma zadavateli zajistit dodavku icetle kterych bude sloze
systém umaiujici stanovovat emisivity povrchu materialu v zosti na teplat do
teploty az 1600°C.

Predmétem veejné zakazky je dodavka glfunkéniho:
1. - Referetiniho zdroje z&eni -¢erného &lesa do teploty 1600°C.

2. - Laserového systému skladajiciho se z kontiikidl laseru o vykon
minimaln® 1kW, skenovaci hlavy s objektivetfidiciho softwaru a pitace
veetrg operg&niho systému.

3. - Metalograficé pily.
4. - Infraervené kamery.

Predmét dodavky musi byt novy, kompletni a fumk, musi byt vybaver
poZzadovanym softwargigtns licence tak, aby bylo umo&no jeho plné vyuZiti.
Nedilnou souasti plreni verejné zakazky je dodavka, instalace a prvotni uvieder
provozu systémudetns zaSkoleni obsluhyifmo na dodaném Faeni.

Realizace této zakazky je zasadni pro rozvoj vyzkuanvyvoje v laboratdch
zadavatele a dosazeni planovanych. cil

Technické parametry poZzadovaného systému jsou ywadde aby je dokazalo spin
vice dodavatél

Nejpozdji do 6/ 2014, musi byt uka@eny dodavky plaé funkénich celki, software,
jeho zprovoz#ni a zaskoleni uZivatiel

Méteni emisivity v zavislosti na teptotlo vysokych teplotigmou metodou.
Casti: 1) referetini zdroj z&eni, 1l) offev vzorku, Ill) giprava vzork a IV) megteni
povrchové teploty vzorku.

) referenéni zdroj zaieni

MozZnosti: a)cerné €leso s variabilni teplotou, bjerné &leso s fixni teplotou
n¢kolika bodech teploty

Zduvodreni: cerné Eleso s fixni teplotou (b) ma sice lepSi uniformiezloZeni
teploty na tefi, ale pouze na ditych bodech teploty. Profjmé n¥ieni je teba
nastavit teplotucerného dlesa pesrg na povrchovou teplotu vzorku. Pro tu
aplikaci je vhodnéerné €leso s variabilni teplotou (a).
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Popis toho, do jaké miry
ovlivni verejna zakazka
pInéni planovaného cile:

II) oh¥ev vzorku

MozZnosti: a) v peci, b) odporovy, elektrickym preud, c) laserem

Zduvodreni: Laserovy ofev (c) ma vyhodu oproti peci (a) v rychlostitewu,
protoZze se nemustkat na oféti celé pece. Pec je také néréd na prostor v okol
vzorku, miZe vysilat parazitni ¥é@ni na stejnych vinovych délkach a obtizny |
ohtev vzorku nad 1200°C. @&V elektrickym proudem (b) tekoucinimo vzorkem
je pouzitelny pouze pro kovové vzorkyjiggmz testovany budou i keramic
vzorky. Laserovy otev (c) se skenovaci hlavou také utigz dosdhnout leps
uniformity teploty vzorku.

[I) p Fiprava vzorku

MozZnosti: a) konvetni pila, b) élici bruska, c) metalograficka rozbruSovaci pila
elektroerozivni obralei zaizeni

Zduvodreni: Presna metalograficka rozbruSovaci pila (c) uhupeE cElit razné
materialy fiznych tlougek bez tepelného ovli¢ni t&chto material. Na rozdil od
konvertnich metod deni materialu dici bruskou (b)¢éi konvertni pilou (a)
umo#iuje dale metalograficka rozbruSovaci pila (c) dosah vysoké pesnostiezu
a vysoké jakosti povrchiezanych dila. Elektroerozivni obréizi za&izeni (d) nize
dosahovat podobnych kvaliezu jako metalografick4 pila (c), ale jeho ceng
radow vyssi.

IV) méieni povrchové teploty vzorku

MozZnosti: a) termé@lankem v objemu vzorku, b) terflankem givarenym na
vzorek, c) termovizni kamerou, d) pyrometrem s&asaym ndenim odrazivosti
Zdavodreni: Métenymi vzorky jsou népsgji keramické povlaky na substratuiiR
meéreni teploty v objemu vzorku (a), nebo na rozhramabrek/vrstva (b
termaillankem je chyba stanoveni povrchové teplotyctima velikosti teplotniha
spadu na vrsty ktery je podstatny, protoZe se jedna o keramikéerialy s nizkou

tepelnou vodivosti. Kfeni pyrometrem se s&asnym mdrenim odrazivosti (d) je

vyborna metoda pro lesklé (spekularni) povrchy. &rené povrchy je mozno \
specialni konfiguraci s integfai sférou nifit do 800°C. B méteni drsnych povrah
do teploty 1600°C je vyhodné pouZzit termovizni keumge), ktera navic umaije
meéfit teplotni pole a tedyipsré urtit odkud chceme gfit a snadno (automaticky
piedchazet chybam a porucham, které jsou ¢jaaejmé g sledovani celéh
teplotniho pole. Povrchova teplota j€ema pouZitim tenké vrstvy specialni barvy
zndmou emisivitou hanesené na polovinu vzorku.
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Realizace této zakazky je zasadni pro rozvoj vyzkuanvyvoje v laboratdch
zadavatele a pro dosaZeni planovanych, aieba na pracovisti CENTEM jso
k dispozici pouze ffistroje s nedostataym rozsahem nebo jsou vytiZzeny v jiny

metodach r&eni a v jinych technologiich.
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